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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO/DIS 14997:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172/SC 1 ,Fundamental
standards“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Fiir die
deutsche Mitarbeit ist der DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss
NA 027-01-02 AA ,,Grundnormen fir die Optik“, Arbeitskreis ,Messverfahren fiir die Optik", zustandig.

Fiir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

[SO 10110-7 siehe DIN ISO 10110-7
ISO 11145 siehe DIN EN ISO 11145

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung des 1SO/DIS 14997
entsprechend der diesbeziiglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den englischen ISO-Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 14997:2013-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde an ISO/DIS 10110-7 angepasst;

b) es wurden zusitzliche Inhalte, die zur Aufnahme der Sichtbarkeitspriifung erforderlich waren,
hinzugefiigt.



